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Introducao |

Os semicondutores intrinsecos TiO, e ZnO, que
apresentam band-gap compativel com a radiacdo
UV além da capacidade de dispersa-la
eficientemente, sdo frequentemente os materiais
inorganicos mais estudados para aplicacdo como
absorvedores UV. Entretanto estes compostos
apresentam apreciavel atividade fotocatalitica, e sob
irradiacdo UV desencadeiam a formacédo de muitas
espécies reativas e oxidantes, que séo indesejaveis
no que diz respeito as composicdes de protetores
solares [1].

Em contraste CeO, tem um baixo indice refrativo e é
relativamente transparente na luz visivel e também
apresenta propriedades excelentes de absorcao da
radiacao ultravioleta [2].

Com o objetivo de tais aplicacbes e buscando maior
compatibilidade biolégica, uma nova rota de
obtencao de 6xido de cério tem sido empregada a
partir de microemulsdo de agua em o6leo [3].

Resultados e Discussao |

Os o6xidos sintetizados por microemulsao («,=15, 20,
40 e 50) foram caracterizados por DRX, MEV e
espectroscopia eletrdnica de reflectancia difusa.
Além disso a habilidade de protecao UV dos solidos
foi avaliada através de medidas condutométricas
(Rancimat®).
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Figura 1. Difratograma de Raios X dos Oxidos de
cério.

34 Reunido Anual da Sociedade Brasileira de Quimica

08

06\

— =15
— wo=20

=40
— =50

04 |

Reflectancia Difusa (u.a.)

0,2

0,0 T T T T T
300 400 500 600 700

Comprimento de Onda (nm)

Figura 2. Espectro de Reflectancia Difusa dos
oxidos de cério.

Nos espectros de reflectdncia difusa, baixa
porcentagem de reflectancia difusa significa alta
absorcdo no correspondente comprimento de onda,
e vice-versa.

Conclusdes |

O método adotado para a sintese dos 6xidos
mostrou-se adequada levando a formacdo do
material desejados e possibilitando a aplicacdo dos
mesmos como absorvedores UV. Através da
espectroscopia de reflectancia difusa observou-se
que as amostras tem alto potencial para serem
aplicadas em formulacbes cosméticas em
substituicdo ao TiO, e ZnO.
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